
Testy odlehlých pozorování 
 
Testová statistika jednostranného Grubbsova testu má tvar (Grubbs, 1969) 
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kde pr r x  a výb rová sm rodatná odchylka s jsou vypo teny z N hodnot a pozorování 
jsou se azena vzestupn  podle velikosti, tj. x(N) je maximální hodnota, x(1) minimální hodnota. 
I když existují tabulky kritických hodnot, Bissell (1994) uvádí pro hladinu významnosti 0,05 a 
0,01 p ibližný výpo et, dostate  p esný pro praktické ú ely. Krajní pozorování prohlásíme 
za odlehlé, je-li testová statistika v tší než kritická hodnota. 
 

0,05 1,427 0,3956ln( 3)G N    pro   5 100N  

0,01 1,369 0,5339 ln( 3)G N    pro   5 25N  
 
Testová statistika dvoustranného Grubbsova testu (Stefansky, 1972) je 
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kde v itateli je maximální absolutní odchylka od pr ru a s je výb rová sm rodatná 
odchylka vypo tená z N hodnot. Pozorování xi s hodnotou statistiky G považujeme za odlehlé, 
platí-li 
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Tzv. Hampel v test využívá statistiku 
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V itateli je absolutní hodnota rozdílu i-tého pozorování od mediánu x vypo teného z N 
pozorování. Je-li hodnota statistiky H v tší než kritická hodnota, považujeme pozorování xi za 
odlehlé. Kritické hodnoty pro  =  0,05  a   = 0,01 pro N = 10 až 200 jsou uvedeny nap . 
v (Dietrich, Schulze, 2014, s. 735). 
Dixon v test (Dixon, 1950, 1951) je ur en p edevším pro malé výb ry. Tvar statistiky závisí 
na rozsahu výb ru N. P edpokládáme vzestupn  se azená pozorování, tj. (1) (2) ( )... Nx x x . 
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Kritické hodnoty jsou pro  = 0,05 a  = 0,01 publikovány nap . v (Duncan, 1986, s. 1034). 
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